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Prinzip des Streuplatteninterferometers

Abb. 6: Streuung & Interferenz

Abb. 5: Schema des Streuplatteninterferometers [5]

Justage der Streuplatte
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Hologrammdesign

Ergebnis
Mit einem Streuplatteninterferometer lässt sich eine punktsymmetrische Streuplatte
sehr genau justieren. Dabei eignen sich beide Designtypen gleichermaßen, wobei die
IFTA-Struktur eine deutlich höhere Intensität liefert.

Der Test von Sphären mittels Dreistellungstest bei partieller räumlicher Kohärenz macht den 
Einsatz einer rotierenden Streuplatte wünschenswert [2]

Wegen der Inversion der Wellenfront in der Katzenaugenposition ist eine punktsymmetrische 
Streuplatte notwendig

Rotationsachse und Punktsymmetriezentrum lassen sich mit Hilfe eines Streuplatteninterferometers 
sehr genau zur Deckung bringen
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Interferenzstruktur bei axialer Verschiebung

Interferenzstruktur bei Verschiebung in x- bzw. y-Richtung

Interferenzstruktur ohne Verschiebung

Abb. 4: Fernfeldintensitätsverteilung Streuplatte IFTA

Abb. 3: Fernfeldintensitätsverteilung Streuplatte Zufallsphase
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Abb. 7: Interferenzstrukturen abhängig von der Streuplattenausrichtung
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1 Iterativer Fourier-Transformations-Algorithmus (IFTA) [3]
(30 Iterationen) bzw. (Pseudo-) Zufallsphase
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Abb. 1: Iterativer Fourier-Transformations-Algorithmus

Dreistellungstest einer Sphäre [1]
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Verwendete Beleuchtungsintensität (konstant)

Phasenquantisierung auf 2 Werte in iterativ 
vergrößertem Bereich [4]
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Abb. 2: Simulierte Fernfeldverteilung

Herstellung: Laserlithographie & reaktives Ionenätzen 
in Quarzglas

Punktsymmetrische, binäre Struktur

3126 Pixel (IFTA) bzw. 3126 & 6250 Pixel (Zufallsphase)
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5 Streuwinkel: 3,2° (IFTA, Pixelgröße 3,2 mm), 12° (3126 
ZP, 3,2 mm), 20° (6250 ZP, 1,6 mm)
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